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RESUMO

O objetivo deste projeto foi a obtengao de perfis de refletincia de amostras de
aluminio anodizado preto que sdo muito utilizados em sistemas Opticos. Esses perfis
sdao definidos pela fungdo “Bidirectional Reflectance Distribution Function” (BRDF)
que utiliza parametros de entrada como: comprimento de onda, dngulos zénite e
azimutal da luz incidente e refletida. A partir da integracdo dos dados da BRDF ¢
possivel calcular a refletancia total da superficie (TIS - “Total Integrated Scattering). O
sistema passou por algumas alteracdes permitindo medidas tendo como referéncia a
normal a superficie ou o raio especular. Com os dados obtidos foram realizadas
simulagdes no ZEMAX, o que mostrou grande compatibilidade com as medidas. Além
das amostras de aluminio anodizado, também foram medidas perfis de refletancia de
amostras com acabamentos diferentes: tinta preta comum, tinta para satélite e grafite.
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